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I N O R M A B R A N Ż OWA BN-87 
ELEM ENTY Elektron iczne przekaźniki 3282-12/01 

I PODZESPOŁY trzy- i pięciokrotn e 
URZĄDZEŃ 

TELETECHNICZNYCH do łącznic Pentaconta 
Ogólne wymagani a i bada n ia 

Grupa ka talogowa 1956 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy S,! ogól ne 
wymagania i badan ia do t yczące pr/ckaźników ckktro­
niC/n )'ch Ir/~- i pi<; eiokrotnych I elc ktroniCl'nym i uk l,!­
danii fun kc jonalnymi wykon<JJlymi w techn ice hvbrydo­
\\cj /. tynstorowymi lub tran/ys to rowymi komó rkami 
pa mi ęc i owymi i w techn ice dyskretnej / tranzystoro­
wymi ukbda mi fllnkcjoJl<Jlnymi. zasilane prądem sta­
łvm o napi<;eiu 4X V ± IOo/c . 

Kategor ia klimatyczna 05/40121 wg PN-X4/E-04óOO. 
] .2 . Określenia - wg norm prtedmiotowych . 

2. PODZIAł~ I OZNA CZEN IE 

2.1. Podział. Ze wzg lęd u na liczb<; zastosowanych 
lIkladów fu nkcjona ln ych na p ł ytce drukowanej WI.rÓŻ­
nia si<; p rzckaźniki: 

- 7 ) ko mórkami pa mi <;ciowy mi, 
- / 5 komórkami pamięciowymi, 

/. 5 tran/.ystorowymi układ ami funkc:jona lnym i. 
Ze w7ględ u na li czb<; plytck I układami fUJlkcj o Jlal -

nyml rO/róinia się przekaźnik i : 

- I I płytk'l l . 3 komórk ami . 
- I płytL) I 5 komórkami , 
- l . I p ł y t ką 7 5 t ran zysto rowymi ukbldami . 
- /. 2 p ł y t kami po 3 komórki. 
- I 2 p ł y tkami po 5 komórek. 
- l . 2 płytkami po 5 tranzystorowych układów. 

/. I pł ytki) z 5 komórkami i 5 tran zystorowym i 
lIkła dami. 

Ze wzgl<;du na rodzaj zastosowanyc h układ ów funk ­
cjonaln yc h o raz rodzajów wejść i wyjść rozróżnia si<; 
pr7ekaźni ki: 

- / hvbrydow"mi g ru bowarstwowvmi mikroukłada­
mi G L-117 / 1 i wspólnymi wcjśc i ami i wyjściami -
HWT. 

- / hvbrvdowymi grubowarstwowvml mikroukłada­
mi GL-1 17/ 1 i odd zie lnym wejści em i wyjścic m -
HRT. 

- 'I hybrydowvmi grubowarstwowymi mIkroukłada­
mi GL- U7 i wspólnym i wcjściami i wyjścia mi - OTh. 

- 7 h ) bJ"\d(n\~ mi grubowars twowymi mi krouk/ada­
mi GI.-I)7 i oddziclnymi wejści,lml i wyjśc i ami -
DThr. 

- I hybrydowymi grubowa rstwowymi mikroukłada­
mi GI - I)ó/3 i wspólnymi wejściami i wyjśc i a mi -
TPP . 

- l. h) br\'dow\'mi grubowars twowvmi mikrouklada­
mi G L- UÓ/) i odd/ie ln ymi wcjśe i :lmi i wvjściami -
TPPr. 

- 7 dyskretnymi tran/ystorowym i układami funk ­
cjonalnymi I oddzielnvmi wejściam i i wyjŚCIam i -
TR. 

- 'I hybrydowym i grllbowarsl wowymi mikrouklada­
mi GL-U7 lub G L-I 17/ 1 i wspólnym i wcjśc iami i wyj­
ściam i o raz z dyskretnymi tranLystornwy ml układami 
funkcj onal nymi 7 oddzielnymi wejśc i ami i wyjśc i a m i 

- HWT + TR lub OTh + TR . 
2.2. Sposób budowy oznaczenia . 07l1aCLcnie prl.ek aź­

nika pięcio krotnego ele kt ronicznego pow'inno I.awicrać: 
<I) na7wę: ELEKTRONICZN Y PRZEKAZNIK 

TRZY- lub PIĘC I OKROTNY PO.IEDYNCZY lub 
POD WÓJNY. 

b) liczhę układóv, funkcjon<llnyc h wg ~.I. 

c) rl)d/aj ukIadó\\ 1'unkcjon:lln \ch wg 2. I. 
d) numer normy . 

2.3. Przykład ozn"czenia - wg norm pl"7ed mioto­
w\ ch. 

3. WYMAG AN IA 

3.1. Główne wymiary - wg norm pr'leclm iotowych. 
3.2 . Główne części składowe i mate ri ały - wg norm 

pr7edmiutowych. 
3.3. Wykonanie. Częśc i konst rukc yjne przekaźnika 

t rwa Ic ze sobą pol;) czone n ie powin ny przemieszczać 
się w7ględcm siebie bez użvc i a nar7<;dzi . 

P0 70stalc wymagania - wg norm przedmiotowych . 
3.4. Wykończenie . Clęśc i metal owe przckaźn ik a na­

rażone na d zia łanie korozj i o raz śc icżki obwodó w d ru­
kowan yc h powinny być zabezpieC/.one pokryc iami 
ochron nymi. Powierzchnie pokryć powinny być bez rys. 
pla m. p<;knięć. pęche rzy i innych t. . .;zko cl/ell. 
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3.5. Parametry elektryczne (pr,)d Icrowy, napięcie 

d/i,tł'lnia. pr<)d podtrlymanla kOlllórek pamięc i owych, 

(lp'\/nil'nic n,1 d/iał<lnic) - wg norm pr7cdmiotowych. 

3.6. Odporność na zakłócenia. Przcka7niki nic powin­

ny d/iabć od występuJ<)cych na wejściach ich komórek 

pamięciowych I<lklócdl spowodow,lI1 yc h : 

- pr/cwodcl1l ~plec ion y m na dlugOści 10 m, la~i1a­

nvm impul~al1ll pr"du ° natężcniu O.ló ±O.02 A. / pri'e­

wodcJll dolqL/()nym do wcj~cia komól ki pamięc iowcj, 

- Induk cJ') elektromagnetycll1<) spowodow<lm) przez 

pr/d.a/niki q,lIldardowe Pentaconta zmontowane 

II hC/po~rcdnim ~<!~icd/l\1 ic pr/ckaźnika clektroniczne­

g(l, la:-.il ' lne IC iródb pqdu ~talcgo o napięCIU 

4X V 1: lor:; . 
- indukcj,) Il/ajCl1ln'j ewek przekaźn ika ~tandardo­

wcgo Pcn la Cllnl<l. lImiC~7Clnnych na I'.~pólnym jarlmie. 

I kl ()r~dl Jedna je ~t dolqc70nil do wejścia komórki 

p'lllllęU(1\\Cj . a druga - do irhdla pu)du stałt:go o na-

pi<;Lill -IX \' t I OC'; . 
. 1.7. Wytrz)' małość na udary. PI/l' ka /nik I'. op,lkll lla ­

nlll .Iedn(),tkow~ 111 powlllien Wyt1/Y 111<1': bel u'/kod/ell 

po 1000 Ild:Jr() 1'. II tr/el' h k ll'runkach J/lal a nia w pró­

hi l' I· h wg PN -X5I f'-(}4ó05l0 2 pr/~ prl)~pics/cniu 

~/CI\ I () w ym 2-1" m/~'. I'. C/a!·,)e trwania impulsu (, I11 S 

I 1I11i :l nil' "lh kośCI 0.94 m/~. 

Po próh lc pr/L'k ,l/nik p011 inien ,pelniać \\ ymaga nia 

wg n(lrm pl ledmI0[(1\1 yc h . 

3.8. Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne. PJ'll'ka­

I.nik w llpak<J\\anlujednostkow)m po\\i ni en I\ytr/ymać 

hl'! 1I~/k ()d/l'll rm\hę I'l wg PN-Xó/ L-04606/ OJ ° P,I-
1,lmctrach : 

- 20 cy k li pr/e~ t r:l.ia nia (I h 45 n1l n). 

- pr/l'd/ial ":/ ~"t ()tli \\()~ l' i od 10 do 55 H I I \/yh-

k()ści~, pr/c~tra.lan i a I oktawu/min. 

- amplitll"a drg,II1 0.15 ml11. 

Po pr6ble pucka/nik powinlcn \pełniać \\ ymagalll<l 

wg norm puCdrnIOIO\\ych . 

3.9. Wytrzymałość na suche gorąco. Prlcka7.nik po­

winicn \\)'ll/yl1lać hl'l u ~i' kod/ell w CI,}gu ló h próh<; 

Ba \\g I' N -X4 / 1 :-()~ \)02 \\ tcmperalllr/l' 70 C. 
l'" problc pr/l k<t7nik powinien spelniać wvI11agania 

lig norm pl/l'dmiotowYlh 

J ,10. W}trL.y małość na limno. Pl/t?kaź.nik powinien 

I'. y t l'lymdć hL! lI ~/k od/eI'l II ,'i"gu 16 h próhę Aa wg 

I'N -X4/ L-0460 I \1 te mpera tli r/l' - 55" C. 
Po próhie pr/ck,lźnik powinien spełniać \\ ymagallIa 

lIg norm prll'dmiotowyc h . 

3.11. Odporność na wilgotne gorąco stałe. Pucka/nik 

powlnicn wytl7yl1lać bL'1 u~/kod/dl 21 dobow" prób<; 

od porn O~L1 Ca wg PN -X4/ E-04óOJ . 

p() Plóhie pr/ckaźnik powinien spełniać wymagania 

wg norm pr/l'dmi oto wych. Na częściach mctalowych 

ni c p,)Wlnny w~st,!pić ś lady korozji . 

3.12. Odporność na suche gorąco. Pr /e kal nik POWI­

nien wytrlymać hel uS/kodzeIl \\ cić1gu 2 h prób<; od­

pOino\ci Ba wg PN-X4/E-04ó02 II temperaturze 400C. 

Po próhie pl/da7nik p()\linien ~pełniać w~magania 

wg norm pr/ed miutoWYl'h . 

3.13. Odporność na zimno. Prfcka ź nik powinicn wy­

ll7ymać bu u~/. kodzell w ciągu 2 h prób<; odpo rn ości 

Aa wg PN-R4/ E-04601 w lemperatul'7.c 5° C. 

Po próhie puekaźnik powinien spełnia ć wymagania 

wg norm pr/cdmiot o wych. 

3.14. Wytrzymałość na zmiany temperatury. Przeka­

ź nik powinien wytrzymać be7 uszkodzl' ll ~ cyk le ~/yb­

kich zmian temperatury w próbie Na wg PN-X5/ 

E-04ó 13/0 I. pr7y czym czas przebywa nia przekaźnika 

w gra n ionych lempera turach powi nien wynos i ć 0.5 h . 

Po pró bie prlekaźn ik powinien speł nia ć wymaga ni a 

wg norm pri'l'dmio towych. 

3. 15. Stabilność parametrów - norm p rzed l1li o-

towyeh. 

3.16. Cechowanie. Na przekaźniku na l eży umll'~cić 

w sposób trwały i C/ytelny, co najmni ej: 

na bOClkll: 

numer r~sunku przekaźnika. 

na plytce obwod u drukowa nego: 

na i'wę luh In:lk wytwórni . 

numcr rysu nku plytki obwodu drukownego. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWAN I E 

I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. K ażdy pr7ekaźnik n~lil'iy oWI n ąć 

w papier i Wło7yĆ do pudełka tckturowego lu h wy ko­

nanego I innego materiału. 

Na pudełku nalc7Y umi eścić co naJmnlcl: 

d) naf\\ <; I ub i'na k wyl wórn i, 

h) o/nac/cnic wg 2.2, 

e) rl)k prod ukcji. 

Do tran'portu pri'ekaln ik w opakowaniu jeclnost ko­

l\yl11 naleL.y pakować do pudelka tekturowego i labcz­

p i l'uyć prlL' d przemieszczaniem SI<;. 

Ma terial ; uL yte do pakowania nie powinny powodo­

wać ko rozJi. 

Na opakowaniu tra nsportowym nall'iy umieścić ma ­
ki mtrzegawcle wg PN-X5/ 0-79252, wskazującc na ko­

nl cc /ność l<lchowClnia ostro7nośei i i'ahL'lpieczenia 

pr/cd wpływami <l tmosfcryc/llymi. 

Ma~a pudła nic powinna przekraczać )() kg. 

4,2. Przechowywan ie. Przekaźn iki należy przec howy­

wać w opakowaniu jednostkowym wg 4 . 1. w pomiesz­

czeniach () tempera tur/e od 5 do 40°(' i w il gotności 

w/ględnej od )0 do 7OCf{,. 

4.3. Transport pr le kaź ni ków powin ien od bywać się 

krytymi środkami transportu w opakowa niu transpor­

towym wg 4.1. Opakowania powinll~' być i'abop ieczo­

nI.' przcd uderzeniami . gwałtownymi przl'suni<;ciami 

I l)padami atmosfe rycznymi. 

Dopuvua ~i<;. po ui'godnieniu pomi<,'d /v \\~twóru, 

a odb iorc;). inne warunki tran~portu . 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

5.l.1. Badania pełne na leż y przeprowad 7.ać w Ci'iISle 

okrc~O\\ej kontroli wyrohów wykonywancj co n<l.1I11nll'.l 
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rai na dwa lala ora/ po ka żdej /111lanie konqrukcjl. 
1ll:ltnia lów luh Ill etod tl'ChnologiC/nych . 

B:ldania pełne obl'jmuj:] spr<I\\ll/enia wg lahl . l. 

5. \ .2. Badania niepcłnc na l eżv przeprowad lać pr/y 
odhior/l' tl'cllnlL"lnym każdej partii pl7ekaźników. 

rb d:lnia niepelne ohejmują sprawd 7e nia wg rabI. 
lp . 5. 

lp. 

Tablica 

głÓ\\Il ~ dl "ym ian'J\\, c/.;śc i 

,U.lde 1\\ ~"-'h l m ~lt lTi~d b\\ 

\\_ddl ll; I IlI~I . l'l"C IHl \\ ;tlll; 1 ! pa­

h,(I\\:llli;t 

llapl\'l' I:t d /lala nia 

(. prqdll )llldl rl \ln ' lI l1a komórek 

x 

III 

p;lll1h;Cltl\\~c h 

n pl\i ll ll."IlI.\ na d/latanll' 

(HJporn ()~CI na lak lóccl1i;t 

\\ } t 1' / .\ l1l ,- d(l ~l' l na \\ ihr~ll'jl' ~i­

Jl II. ... tlld : llnl' 

II \\~tr;!IIl :d ()~l'r na :-'lIC hl' gonł-

l'\) 

I J OdPOfIlOŚ\.' j na wilg otllL' go nłco 

,I,dl' 

15 od porll()~ ... i Ila /lmllO 

1(1 \\~tr;!lllal()~l'i na n;l gh .. ' I mi a-

n! tl'lllp L' ratur! 

17 

5.2. Kontrola jakości 

\\ ~ maga lli~1 

\\g 

3.1: J .l 

.1 . .1: .1. 16: 4. I 

.1 .4 

.1.5 

.1.5 

"\ .5 

1 .5 

.\.6 

1 7 

.I .X 

J,l) 

.1. 10 

.1. I I 

. 1.1 ::' 

.1 .13 

.1. 1-1 

.\.15 

5 .) . I: ) .5.::' 

:'.:'.5 

).). h 

5 .5.7 

5.5. X 

5 .5.9 

5 .5 .10 

5 .5. I I 

~.) 1:' 

:;.~.IJ 

5 .5 14 

5 .5. 15 

5.5. 16 

5. ~ . 17 

5.5. 18 

5,2.\. Skład i liczność partii. Prledsta wiona do od ­
hioru parlia powinna lawi crać pr/.ekaźniki (l jednako­
II \ III o/ naCi'enlu . 

[ iu ność parlii - do 10000 ~i'tuk . 

5.2.2. Sposób pobierania próbek wg PN-83/ 
N-O.łOIO p . 3.4 . 

5.2.3. Po ziom kontroli - wg PN-79/N-0302 1 p. 2.2. 
Zalt:ca ~i<; ~ t()~o\Vać II ogólny p0 7iom ko ntroli. 
5.2.'1. Wadliwość dopuszczalna 111 2 - wg tab l. 2. 

Tablica 2 

Spr:l \\ dll:' nic 
lIg lahl. lp. 

I . 2 . .1 

Wadll\l"',' dOpUSL­

L'7alna H '2 max 

1.0'; 

Wybór i s toso\l<Jnic planu badania dla koni ro li oho­
str70ncj i ul go\ITj o ra7 warunki przejś c ia - \Ig P -79 / 
N-OJ021. 

Tablica 3 

1. ll"/11\ \'l' p~1 nii 
Grllpa \\ 'ym"g:lIi \\t! wb l. 2 

.\ I 2 
,/llI k 

n /111 111 2 1/ IUI 11l ! 

do 25 5 (I I 5 () I 
::>r, .;- 50 l'> (I I X O I 
5 1 90 13 I 2 1.1 O I 
9 1.;- 150 20 I 2 20 O I 

ISI .;- 2S0 .12 :2 .1 .12 I 2 
2~ 1.;- 500 50 1 4 SO I ::' 
50 1';- 1200 80 S 6 X() :2 J 

1201 ":- -,lOO 125 7 X 125 .1 4 

.1::'01 ';- 10000 200 1(1 II 200 5 (> 

1/ - liI..' /Il()~l' pr"h k i 

m i - lIuba kIl a l iiikująca 

1112 - lic/ba d) , k wa lilikują ca 

5.3. Pobieranie próbek do badań pełnych. Do b:lda 11 
pełnych należy pobrać spo~ohem lo~()w~ m 10 ~ /tllk 

przekaźnik()\I. które przesLly badani" niepełne I wy­
nikiem dodalnim. 

Przcbź niki na le?1 poddać badaniol1l wg podi'i:tłu 

podanego II' tabl. 4. 

Tablica 4 

Sprali d/cni'l :" tllnCl" h;u.bJlcgo pr/d\;til1li,H 

\\g la hl. I lp. 
I 2 .' -I 5 11 7 X 9 10 

6. 7 X X X X X X X X X X 

X < • 9. lO X X x 

II. 12. 1.1. 1-1. x x X X x 
15. 16 

17 x x x X X 

5.4. Ogólne warunki wykonywania b:: .J:: . .Je?eli w wy­
maganiach lub opisie badal1 nil' podano ina czej . wS7y­
~tk ie batł<lnia nal6y przepro\\'ad /ać \1 normalnych wa ­
runkach klill1at~C/ll\ch wg PN-84/ f-04600 p . . 'd. l. 
Przed badaniami prze ka ź niki powlnn) pozos ta wać 

w tyeh waru nk ach co najmniej 24 h. 
Pr zerw~ pO I11it; (.I7~ pos7C1egó ln ym i ~:,półza l c;inymi 

próbam i klimat)'C7 nymi 11le powinny b\'ć dlulve niż 

3 d oby. 
5.5. Opis badań 
5.5.\. Sprawdzenie głównych wymiarów n<l l eży wyko­

na ć pr7yri'ądam i I dokładności ,] pom iar()11 nic mniej­
szą ni ż ± O.I 111m. 

5.5.2. Sprawdzenie głównych części składowych i ma­
t eria łó \\ - wg no rm przedmi o towyc h. 

5.5.3. Sprawdzenie wykonan ia, cechowa nia i pakowa­
nia należv wykonać prze7 og l ęd 7iny nie uzbrojo nym 
o kiem I pl"/y użyc iu odpowiednich nal"/<;d/i i pri'vr/ą­
dó w. 

5.2.5. Wybór stosowanie planu badania . .I ednos top- 5.5.4. Sprawdzenie wykończenia należy wykonać 

nl ll ll\ plan had a ni a dl a kont rol i no rmalnej - wg przez og l\;clLiny n il' u7brojon ym okiem pod wzglt;dem 
lahl. ~. wyg l ąd u i jed norodn ośc i p okryć. 



5.5.5. Sprawdzenie pr.,du ze rowego należ~ wykonać 

/a pomoc;l mil-.roamrno Jlli crla o I-.Ia,ic dokł;ldno~ci co 

najlllniel I.~ . 

Podc/;i<, pr(',h\ I-. o mórki p;lmi <;ciolll' pr/da7nil-.a 

\I' ul-.lad/il' \\' !! rys . I powinnv p%stawać niew/hu­

d/\ lnL' . 

5.5.6. SI)ra wdze ni e napi l;cia dzia łania naló y wykonać 

lIg norJll pr/cdm iotoll)ch. /a pOJllOC,! Iloltominza 

o 1-.1a,ie dok l adności co najlllniej 1.5. 

5.5.7. S IHawd/..cnie pnldu podtrzy mania komórek pa­

międo\\~'Ch nalei: II \ kon:lć 1,1 pOIllOcą Illiliamperomie-

1'/;1 o 1-. 1.1'IC dol-.ładno~ci co najmnlcj 1.5. 

p('L!L/;I' pr<\hl n;lló~ uruch:lmiać I-.OlclllO pojcd,n­

C/l' 1-.\\lW'lrl-.l pa JllI<;eIOII l' . a n;I'-lt;pnlc p:lraJlli II ul-.!a­

d/ ie pnd;ln)1ll na n,. 1. 

W C/; I ~ I C h"dani;1 pojcd: nC/)lh l-.ol1lórel-. pO\\inna 

h\ć I\/hud/pnil 1.111-.0 h;ld;lnil l-.omórLI. n;l!ollliast 

II CI;I'll· ha,Lln la parallll t)ll-.o b"d"n,1 pani komóre k. 

5.5 .8. Spnmdzenie opóźnienia na działanie należ~ II y­
l-.oll;IĆ /a pOIllOCą urLąd/cnia \\)tlĄ;Ir/:qaeego pojedyn­

Ul' IJllpul,: prn,wl-. ;)lnl' (l dl ll\!\'śel poJallej II norm,!ch 

pr/l'dJllioto\\)ch, I-.tórc Ilalei) dopro\.\" dLi ć do wejść 

P("/ l /l' g(lln)ch komórcl-. pamieci (1 I\)ch. 

5.5.9. SI)rawd7..cnic odporności na zakłóceni a należy 

II) I-.un:lc II III-.ładach pr/edst:lwioll:c h na r),unkac h: 

- rv,. :2 - /al-.lócelll<1 spowodowa ne spelcionymi 

Pr/l'\\Ot!;lllli JllOllt;I/OII: Illi. 

- ry'. :I - /a klóceni" spowodowane induk cją ckk­

troJllagnl' tlC/n.J Ll' IICk rrzcl-.:17llil-.óII standardo l\)eh 

Pcn t:l con 1;1. 

- r), . -ł - /al-.lócclll;1 ,polllldpllalll' Illdul-.el <1 II/a­

.!eJlln;! lTI\e l-. pr/e!,.;17niktl\l· standardo\\ych Pentaconta. 

\\ C/;I~IL h;ILl:!ni:1 I Ul-. I:ld/ IC II!.! r ), . 2 nalo\: 

do R dol:!c/.le minus -ł)\ \ ' 

.I 1\ ,t;tnil' I (lhoC/\ Jll. 

M/) dol,lclOn c do A11. 
A/!) II ,t<lllll' rohO(L) Ill. ,'//: \\ ,t:lniL' ~pOl'/!Il­

kO\\)Ill. 

I 
I 

a ,1 

MI 

-

T 
(a2 
~w 

...J 

- MI) 1\ sWll ie roboC/ym , ME w s tan ic rohoClym. 

POII tór/~ ć próh<; dla M2 do M~. 

MO wl:)c/yć w stan rohoClv po doł<!Cleniu do: M l 

do Al5 . MI: II CLa~ ie badania utrL)'m\'\\aĆ II" \\'\branym 

połnicniu . 

W c7:1~ie badania VI układ/le lIg n~ . .\ n; t! ó .\': 

do H d()ł~!Clyć minus 41< V . 
. \1.1 II ~t:tl1 ie roboC!) m. 

\A, ':/a, ie b;ldani,1 w układ/ic wg rys. 4 nalel\,: 

do H dO!'IClyĆ minus 41< V . 
.I 1\ ~tanic roboc7ym, MI-' dołclc7o ne do M I . 
.tIr II sUInit? robOC/)I11 , MG II' stanic ro b oC/l"m. 

PI1\\'tór/yć prób~' dla M2 do M':>. 
5.5.10. Sprawdzenie wytrzyma łości na udary należy 

WI konać wg l'N- X5/E-04605/02. 

Po próhie należy sprawd zić, czy w przcka7.niku nie 

I\'yq,)pi ł y uS7kouzenia oraz powtór/yć badanie wg 5.5.6. 

5.5.11. Sprawdzenie wytrzymałośc i na wibracje sinu­

soid alne naklv wykonać wg PN-X6/E-04606/03. 

Po próhie należy sprawdLić. CI') w pr/cb/.niku Jlll' 

wyst'lpił: uS/kod/enia on17 powtór71' ć badanie Il"g 

5.5.6. 

5.5.12. S prawdzenie wytrzymałośc i na such e gorąco 

nall'iy wykonać wg PN-X4/E-04602. 

Po prc'lbie i 2 h regcnerowani u na lóy pO\\ · tór7yć 

badall~ wg 5.5.5 i 5.' 6. 
5.5. U. Sprawdzeni e wytrz ymałości na z imno na leż\' 

wykollać wg l'N-X4/E-0460 l. 

Po próbie i ~ h rcgenero\\';lnlu IwIc7)· pO\\'t('H/I'Ć ba­

dan"l wg 5.5.':> i 5.5.6. 

5.5. I·t Spra~dzenie odpornośc i na wilgotne gorąco 

~tałc nalei) II' I.;"nać lIg PN -X4/ 1·.-O..t603. 

Po pn')hie I _ il rt?gcnerllwaniu nall'i y sprawd/ić, 

Cl) prZl'b7niki nic uległy u~/kod/cllioJll i koro7ji oraz 
p\lwtór/yć badania wg ~.5,~ i ':> .:'\.6. 

5.5.15. Sprawdzenie odpornośc i na suche gorąco na­

Ieh IVII-.onać wg PN- X4/ E-04602. 
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I3N-x 7/J2x~ - I 2Io I 

Po próhil' i 2 h regenerowaniu naló ) spr<lwdzić . 

ClI pr/d.ainiki nic ulegl\ uvkod / eniom o r<ll powtó­
r/~ć ha(bni~1 I\g ~ . ~.~ i ~ .~.6. 

5.5.16. Sprawdzenie odporności na zimno ni.l l cży wy­
kon;ll' lI g PN -X4 / L-04601. 

Po próhiL' i 2 h regcnerowaniu n<llóy sprawdzić. 

ClI rr/l'ka~niki nic ukgl\ u ~7 k ()d/cn im oral powtórzyć 
hadania lIg ~.5.~ i 5.5.6 . 

5.5. 17. Sprawdzen ie wytrzyma łośc i na nagłe zmian y 

telllperatur~' naki~ lI"!kona ć wg PN-R5/E-046I VOI. 
Po próbie i 2 h regenerowani u nalc;i y ~pr<lwd7ić. 

CI~ rr/d,;liniki nie uległy us/ kod7cni ol1l o ra z powtó­

r/ ll' h;ld ania lig 5 . 5 .~ i ~.5.6. 

5.5.18. Sprawdzeni e stab ilności pa rametrów 
a) 1)1;1 pr/l'ka/ni kó\\ I hybrydowymi komórkami 

1J<lllli,'Cio\V\'ll1i s prawd/.cnie ~t;lbilno~c i pr'ldu zero wego 

Ilaki~ w~ kOIWć II" komcHlc kl imatye7.nej w tempera ­

turll' 40° ('. urLl ch;lmiaj'lc cykliCl.nie kolejno dwie ko­
l1l \lrki pami,'cioll"e 1\· kombinacjach ka;ida I ka7dą im­

pubami c kkt l'\ Cln\'llli licmi o Cla sic Ir\lania ~O + 5 ms 

prl~ n;1 pil,'ci u 1;I~ila nia 53 -I V na Cla~ n .5 m in. po 

CI~ m prlCI'\ \\;lj; !C obwód za~i1ania pr/ckaźnika. po 

upł~lIic kaidvch 12 h i ro zakOl1c7c niu rróby należ) 

kontrolOllać pr'ld ICnlW\. hC/pośrednio po prLcrwaniu 
cy kli ClnL'go d/i;dan ia pr/ckaźnika oral po zako l1czcniu 

próh~ i I h rL' klimatY/acji. 
bl Db prlckaźników I dyskrctnymi Irar1i'ysto ro wymi 

ukladami I"unkcjonalnymi ~pra wd zenie stabi l ności dzia­

ł;lJlia pr/cka~ników należy wykonać 7a pomocą ur7ą­

d/cnia uruchallliaj;)cego dwa dowol ne. w obrębic ba­

danego pr/ckainika. układ y runkcjonalnc. ujemnymi 

Illlpuklm i oClasic trllania 50 ±5 m~. prly napięciu 

la~ilania -l X -I I V II komor/c k limat)c7ncj w tempe­
ra lu r IC 40"C. 

Impul,,' uru chamiaj<!ce należy doprowad/ić do wej­

~CI;I pUL'kaźnika pr/C/ rClystor o wartości określonej 

w normie pr/L'dmiot(mcj. Do wyjścia badanego uk ladu 

I"unkcjon;i!nq:!o nalc7) dol,)c/.yć ~ta nd a rd owy prlcka-

ź nik !'ell taconla o rezysta nc ji zwojn icy 1000 n. Po 7.a­

d/iałaniu pr/ckaźnika s ta ndardowego. jego i'estyk i po­
winny Qwar7.ać so bie niezależny o bwó d podt r7 ymania 

o ra l Ic\\ r/eć l ł.) ei'a tran /ys tora E K . Kon trola d/ i a ł a­

nia układu runkcjo nalnego powi nn a si<; odbywać 7a po­

moC<! liC/ni ka e lek t ro magne tycznego urucha mi anego 

le~t) k icm pr 7.e kain i ka ~ta nda ref o wego do l'lczon ego do 
wyjścia badanego układu runkcjonalnego. Po każdym 

uruc ho mieniu przckaźnika standardowego dołączonego 

do wyjścia bada nego u klad u run kcjona Inego na leży 

prl.erwa ć obwód g łó wn y o d strony I.icmi . 
Po każdych 12 h i bezpoś red n io po 7.ako llczc niu pró­

b\ nale;iy ~prawdzić wymaga nie na nied7.ia łanie pr7.e­

kaźnika /godnie z wymagania m i poda nymi w norm ie 

prlcd m iotowcj. 

5.6. Ocena wyników badalI. W ynik badań niepelnyc h 

nale7y u z n ać la dodatni. jeżeli w próbce li C7 ba pri'e ­

kaźników nic odpowi a dających wymaga ni o m no rm y 

ni c przekrac7.a liczby podanej w tabl. 3. 
W ynik badal) pełn yc h nal(7 )' u7l1a ć 7a dodatni , jeże­

li 1\ próbcc wS/ystkie pr7.ekaźniki pr7.e s7 ł y bada nia wg 

tabl. 4 I wynikie m dodatnim . 

Pa rt i<; pr7ekaźników należy u7l1 ać la 7godną 7 wy­

magan iami normy. j eż.eli wynik os tat ni ego ba d a ni a peł­

nego ora/ wyniki bada ń ni e pełn ych prze prowadzon yc h 

pr7 y od bi or7.e są doda tni e. 

5.7. Zaś wiadczeni e wytwórcy o wynikach badań. Na 
7ąda nic /a ma wi aj<)cego wytwórca 7obowiązany jes t 

pr7.edsla wić 7aś wiadc7en ie o wyni kach os ia tni o prze­

provladwnych badań pełnych. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ 
ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANI AM I NORMY 

Partię pr7ek aź ników uznaną 7a ni e7.god n ą 7. wyma­

ganiami normy. wytllórca ma prawo przeso rt o wa ć lub 

popr<iw i ć i pr7edstaw i ć d o pow tó rn ych badań . 
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INFORM ACJE DODATKOWE 

I. Irhlylllcja Olll'a"u\\lIj'Il'" "orm\' - Za k lad ~ \\ \ t \\ ÓrClL' l ' r/ą ­

tl/"I1 ' l l' kl'"l1 l'1 ll\ ch '11 I KOM -ZWt l· l . 

Z. Norm~ l\\ i'lLane 

p I-X4/ 1 -()4(,OO \\ \ lo h \ L'l c kln.tl' chnl u Il " . I' róh~ ' rod o \\ "ko\\L' . Po­
... t ;IIl(H\ 1 ~ 11I : 1 ng(\ lll l' 

I'N -X4/ r -0460 I \\ \ ro h\ c kktrot l' l'hlllunL'. I'n\ h \ ,rod,)\\ i,kn\\ t'. 

Pló b~1 1\ - 1 111))10 

PN -X4/ 1'-04N) 2 \\ ,r .. h, ek kt r()tcchn iunL'. I'róh ~ ' rodo\\ i, ko \\ e . 
Pn',ha B - !'o Udl l' g l. lr;J co .: .. 

I'I': -X4/ 1 -()46() 1 W\ r(lh\ L'k klrOIl'L·hnlunL' . Próh\ ' rod (l wi , ko\\c . 
Prn hd ( '" - wdgotlll' gO !";łcn .... lak 

PI': ~ 5/ 1 -()·1(.()5/ 02 \\\ ro h\ L' lcktrol l'c hl1ll'1I1C . I'n'>I" 'rodo\\i,k(l\vc. 

Pn\h:1 I h - IId:lr~ \\il'iokrlltll l' 

P I'i-X6/ E-04606/0 .1 W\('oh\ L'lcktrotcchniu l1 c. Próby srodm\l , kowe . 

Pró h" I·c - \\Ihr"cje (,il1 u ,oid~lnc) 

PN- X5/ 1 -046 1.1!() I Wyro by L' lektro tl·chnIC/IlC. Próhy 'rodo\\'i,ko\\'L' . 

Próha t\' - Illliany tempe ra tur: 

PI': -X.1! I'i-O.1010 ~I " t ,' t,czn" ko ntrola ,lakosci . Llh O\\ \ \\ y h (". Icdno­
,tck p roduktu do próhki 

PN-79 / N-()J021 Sw I\ ,t\ on" kontrola Jako'c i. Ko ntr" I" odbioru" 

wcdlu /! oce n, a lternat\ \\ nej . Piany had"nla 
PN -X 5 10-79~52 OpakO\""lia tran,p0rl O\\L' I lawarto'CI :/. Znaki 

i Ill a kl)\\ an ll'. \\/ ~m a gania pod~tawowl' 

3. ~yll1b o l \\ g S WW - 1151 - 15 2. 


